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致 <<Applicant Name>> 的家長/監護人： 

謝謝您遞交「測驗申請表」（RFT）。您的子女已註冊參加紐約市資優（Gifted & Talented，簡稱 G&T）測

驗，該測驗將用於確定您的子女是否有資格申請 2016-2017 學年的紐約市資優課程。  
 

«APPLICANT NAME» 將於 2016 年 1 月 6 日至 1 月 29 日期間的上學日在其目前就讀的學校參加測驗。您的

子女的學校將在測驗之前至少 48 個小時通知您測驗日期。  
 

如果您有任何其他問題，請與您的子女所在的學校聯絡。如果您的子女出於任何原因無法參加測驗，請立

即通知學校的資優測驗協調員。 
 

誠致敬意！ 
 

資優評估小組 
 


